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ABSTRAK

Proses wafer probe merupakan sebuah proses pengujian wafer yang dilakukan untuk
mengetahui die mana saja yang mengalami kerusakan. Die adalah bagian inti dari wafer
yang akan dilakukan pengujian atau pengetesan awal. Hal ini disebabkan die yang
dihasilkan pada proses wafer fabrication tidak 100% berfungsi dengan baik. Untuk
mengetahui die mana saja yang rusak, diperlukan pengetesan awal. Teknisi yang
disediakan oleh pihak perusahaan tidak sebanding dengan jumlah mesin dan tingkat
kesulitan dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, untuk membantu kinerja
teknisi, dibutuhkan sistem pakar yang dapat berperan sebagai assistant bagi teknisi
dalam menganalisa permasalahan tentang kerusakan yang terjadi khususnya kerusakan
pada proses wafer probe. Data-data yang berkaitan dengan kerusakan pada proses
wafer probe dianalisa lalu diolah menggunakan metode sistem pakar forward chaining.
Model representasi pengetahuan yang digunakan dalam sistem pakar adalah berbasis
kaidah produksi. Desain sistem dilakukan menggunakan bantuan aplikasi starUML.
Sistem pakar dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL
sehingga menghasilkan sebuah sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan pada proses
wafer probe menggunakan metode forward chaining berbasis web. Berdasarkan hasil
pengujian, sistem pakar sudah berfungsi cukup baik dengan nilai keakuratan sistem
mencapai 80%. Sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan pada proses wafer probe
menggunakan metode forward chaining berbasis web dapat digunakan untuk
membantu teknisi, dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan,
dan juga dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan kerusakan pada proses wafer probe seperti gejala, penyebab serta
solusi atau cara untuk mengatasinya.

Kata kunci: sistem pakar, wafer probe, forward chaining.



ABSTRACT

Wafer probe process is a wafer test process is performed to determine the die anywhere
damaged. Die is a core part of the wafer to be tested or initial testing. This is due to die
produced in the wafer fabrication process is not 100% working properly. To find
anywhere defective die, required initial testing. Technicians are provided by the
company are not comparable with the number of machines and the level of difficulty
of any problems encountered. Therefore, to help the performance of technicians, it
takes an expert system that can act as an assistant for technicians in analyzing the
problems of the damage caused particular damage to the wafer probe process. The data
relating to damage to the wafer probe process is analyzed and processed using forward
chaining expert system. Knowledge representation model used in rule-based expert
systems is production. The system design is done using StarUML application
assistance. Expert systems are made using the programming language PHP and
MySQL database so as to produce an expert system to detect defects on the wafer probe
process using web-based forward chaining method. Based on test results, the expert
system is functioning quite well with the value of the accuracy of the system reaches
80%. An expert system for detecting damage to the wafer probe using forward chaining
method based web can be used to assist the technician, in addressing the problems
associated with damage, and can also be used as a source of knowledge on matters
related to damage to the wafer probe-like symptoms, causes and solutions or ways to
overcome them.

Keywords: expert system, wafer probe, forward chaining.
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